w Service général des plates-formes technologiques
universic Service d’analyse par diffraction des rayons X
s 533 UTILISATION DU

0 DIFFRACTOMETRE POUR PETITS MONOCRISTAUX
occldentale

NOM AU AEMANAEUE : ...ttt e e et e et e e e ee ettt e e e et ataaaaaesarereeeesaesaeeeeaeeeeeeaseeesasssnsssssrenenens

<) TR PPNt Courriel @ ...

FACTURATION. Nom du responsable @ ... ... it e e eeeees

SUJEt de PPEEUAE = ...ttt et s b ettt e bt e s abeea et e e beesa bt e bt e abe e ebe e sab e e bt e shbeesaeesats

[1 UTILISATION EN LIBRE SERVICE
1. Temps d’utilisation’, dates SOURAILEES : .................c.cooooiiiiiiiiieieiiee ettt ee e

2. Température de MeSUIe : ...........ccceeevieriiiniieneeenieeneeeeeans
[0 ANALYSE CONFIEE AU PERSONNEL DU SERVICE
1. Prestation’ : [ TESTS SEULS (maille) O COLLECTE (si possible) [J STRUCTURE (si possible)
2. Température : [1 AMBIANTE 1150 K [1100 K 1 AUTRE (préciser) ......ccceevverunene

3.Nomde code de PEchantillon = ................cooviiiiiiiiiiii et e e e e e e et e ae e e e enaee s

4. Formule attendue :

5. SOIVANLES WEILISES ¢ ...ooooiiiieiiiiiiiiee et e et e e et et e e e e e e e eaeeeeesesaaaaeeeessessaeeeeeseenaaneeeesssnnreeeeeeannnes
6. Précautions EVEMEUEIIES : ..........c.oooiiiiiiiiiiie ettt e e et e e e e e ae e e e e e seataeeeeeseeaaaeeeeeeesnareeesesnnees
Date de la demande : Dates et temps d’utilisation du diffractometre :

Observations :

Signature du demandeur
(son responsable pour un Dates
stagiaire) :
Phase 1 Phase 2

Détermination de la maille cristalline
Collecte et réduction des données (hkl et ins)

Détermination de la structure (res, figure)

Affinement complet (figures, tableaux, CIF)

! Journée en libre service : 10 euros ; supplément basse température : 15 euros / jour (tarif interne).
2 Test : 5 euros ; collecte + réduction des données : 35 euros ; supplément basse température : 15 euros / jour ;
structure : 30 euros. (tarif interne).




